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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d'assurer qu'il reflète bien l'état
actuel de la technique

Les renseignements relatifs à ce travail de révision, à l'établisse-
ment des éditions révisées et aux mises à jour peuvent être obtenus
auprès des Comités nationaux de la CEI et en consultant les docu-
ments ci-dessous:

• Bulletin de la CEI

• Rapport d'activité de la CEI

Publié annuellement

• Catalogue des publications de la CEI

Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera à la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V E I ), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini, l'Index
général étant publié séparément Des détails complets sur le
V E I peuvent être obtenus sur demande

Les termes et définitions figurant dans la présente publication
ont été soit repris du V E I , soit spécifiquement approuvés aux
fins de cette publication

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, symboles littéraux et signes
d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera:

la Publication 27 de la CEI: Symboles littéraux à utiliser
en électrotechnique ;

la Publication 117 de la CEI: Symboles graphiques recom-
mandés

Les symboles et signes contenus dans la présente publication
ont été soit repris des Publications 27 ou 117 de la CEI, soit
spécifiquement approuvés aux fins de cette publication

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

• IEC Bulletin

• Report on IEC Activities

Published yearly

• Catalogue of IEC Publications

Published yearly

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC Publi-
cation 50: International Electrotechnical Vocabulary (I E V ),
which is issued in the form of separate chapters each dealing
with a specific field, the General Index being published as a
separate booklet Full details of the I E V will be supplied on
request

The terms and definitions contained in the present publication
have either been taken from the I E V or have been specifically
approved for the purpose of this publication

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology ;

IEC Publication 117: Recommended graphical symbols

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC Publications 27 or 117, or
have been specifically approved for the purpose of this publi-
cation

Autres publications de la CEI établies par le même
Comité d'Etudes

L attention du lecteur est attirée sui les pages 3 et 4 de la cou-
verture, qui énumèrent les autres publications de la CEI préparées
par le Comité d Etudes qui a établi la présente publication

Other I E C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is di awn to pages 3 and 4 of the cover,
which list other I E C publications issued by the Technical Com-
mittee which has prepared the present publication
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Premier complément à la Publication 244-7 (1979)

MÉTHODES DE MESURE APPLICABLES AUX ÉMETTEURS
RADIOÉLECTRIQUES

Septième partie: Rayonnement des structures aux fréquences supérieures à 1 GHz
Section quatre — Emetteurs de moyennes dimensions

Section cinq — Gros émetteurs

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes
où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le
permettent Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la
mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 12C: Matériels émetteurs, du Comité d'Etudes
N° 12 de la CEI: Radiocommunications

Un premier projet fut discuté lors de la réunion tenue à La Haye en 1977 A la suite de cette réunion,
un projet, document 12C(Bureau Central)156, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux
suivant la Règle des Six Mois en octobre 1979

Les Comités nationaux des pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Afrique du Sud (République d') 	 Espagne	 Suisse
Allemagne	 Hongrie	 Turquie
Australie	 Italie	 Union des Républiques
Autriche	 Pays-Bas	 Socialistes Soviétiques
Belgique	 Royaume-Uni
Egypte	 Suède

Autre publication de la CEI citée dans la présente norme:

Publication 244-6:	 Méthodes de mesure applicables aux émetteurs radioélectriques, Sixième partie: Rayonne-
(Première édition, 1976)	 ment des structures aux fréquences comprises entre 130 kHz et 1 GHz
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